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Philips schuifkaartjes voor steekproeven Piet Hoogkamer

ALRO AC 7.08 en ISO 2859 schuifkaartjes van PHILIPS

In MIR 94 is het ISO 2859 schuifkaartje van Philips uit 1974 besproken. .
David Rance wees mij op het bestaan van een soortgelijk schuifkaartje van -

ALRO en stuurde mij een exemplaar (waarvoor dank!). Het schuifkaartje p "3

van ALRO is te zien in ‘The ALRO Catalogue’ van Otto van Poelje met als /{ &
aanduiding: AC-7.08, “PHILIPS Mil. Std. 105D, AQL”". // '
Ook van dit kaartje is door Andries de Man weer een zorgvuldige animatie gemaakt, zie:

AC-7.08 https://www.rekeninstrumenten.nl/MIR/supplement/MilStd105D.htm
ISO 2859 https://www.rekeninstrumenten.nl/MIR/supplement/ISO2859.htm

ISO 2859 is gebaseerd op MIL STD 105 D, en de overeenkomsten zijn duidelijk, maar er zijn
ook verschillen. AC-7.08 is alleen bruikbaar voor inspectie niveau Il, terwijl het ISO 2859 kaartje
alle inspectie niveaux ondersteund. Voor niveau Il geven beide kaartjes identieke resultaten.
Daarnaast geeft het ISO 2859 kaartje als extra een instructie voor het wijzigen van het keu-
ringsregime van R (verminderde keuring) naar N (normale keuring). Het ISO 2859 kaartje is niet
geplastificeerd, het AC-7.08 kaartje wel. Hiermee is ook doel en werking van ALRO AC-7.08
bekend.

David Rance heeft verder onderzoek gedaan naar de vraag of ALRO ook betrokken is geweest
bij het ISO 2859 kaartje en stuurde mij als resultaat dit bericht: “Zoals ik had je beloofd heb ik
de herkomst van de kwaliteitsschuifkaart dat je omschrijft in MIR 94 bij de laatste General
Manager van ALRO nagevraagd. Vanmiddag (12/02/2025) ben ik door Han Wanders gebeld.
Hij kon bevestigen dat ook de Philips ISO 2859 schuifkaartje voor steekproeven door ALRO is
gemaakt — de details kon hij zich niet meer herinneren maar de zwarte vorm van de Philips
schuifkaart kwam bij Han wel bekend voor.”

Hartelijk dank David voor deze waardevolle aanvulling!

Tenslotte

ISO 2859-1 is een document van 88 bladzijden en het is daarom verassend om te zien dat
deze norm geimplementeerd kan worden op een handzaam schuifkaartje. Dit geeft de kracht
weer van een dergelijk rekeninstrument.
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